
UKD 621 .382 

N O R M A BRANŻOWA BN-B6 

ELEMENTY Elementy optoelektroniczne 3375-50/01 
PÓŁPRZEWODN I KOWE Transoptory J 

Wymagania i badania 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­

gania i badania dotyczące transoptorów przeznaczonych 

do pracy w elektronicznych urządzeniach powszechnego 

użytku, profesjonalnych i urządzeniach, w których wyma-

ga się zastosowania elementów o wysokiej i bardzo 

kie j jako'śc i . 

1. 2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem 

wyso-

niniej-

szego arkusza normy są wymagania i badania wspólne dla 

całej grupy transoptorów . 

1.3. Okreś lenia - wg PN-84j T~01500 / 04 

T-01515. 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

PN-78j 

2.1. podział ze względu na poziom jakości - wg PN-78j 

T -01515. 

2.2. OznaczenLe - wg PN-78/T-01515 p. 2.2. PrzykŁad 

oznaczenia - wg arkusza szczegóŁowego. 

3. WYMAGANIA 

3.1 . Wymiary - wg arkusza szczegóŁowęgo. 

3.2. Wykonanie - wg PN-78/T-015l5 p. 3.2 oraz wg 

arkusza szczegółowego . 

3 . 3. Cechowanie - wg PN-78 / T-015l5 p . 3.3 oraz wg 

arkusza szczegóŁowego. 

3.4. Parametry elektryczne - wg PN-78!T-01515 p. 3.4 

oraz wg arkusza S7.C zegółowego. 

3 . 5. Wymagani" klinLiltyczne - wg PN -78/T -01515 p. 3.5. 

3.6. Wymagania mechaniczne - wg PN-78!T-015 15 p. 3. 6. 

3.7. Wymagania niezawodnościowe wg PN-78/ 

T -01 515 p. 3 .7. 

3.8. Wymaganiu dodatkowe - wg PN-78/T-01515 p.3.8. 

Grupa katalogowa 1923 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. pakowanie - wg PN-78j T -01515 p. 4.1. 

4.2. Przechowywanie - wg PN-78jT-01515 p. 4.2. 

4.3. Transport - wg PN-78jT-01515 p. 4.3. 

5. BADANIA 

5.1. Program i rodzaje badań 

5.1.1. Badania grupy A - wg PN-78 jT -01515 p. 5.1. 1 

oraz wg tab!. 1. 

5.1.2. Badania grupy B - wg.PN-78/T-01515 p. 5.1.2 

oraz wg tab!. 2. 

5.1.3. BadaniagrupyC-wgPN-78/ T-01515 p. 5.1.3 

oraz wg tab!. 3. 

5.1.4. Badania gruPY D - wg PN-78j T-01515 p. 5 . 1.4 

oraz wg tab!. 4. 

5.2. Pobieranie próbek - wg PN-78 j T -01515 p. 5.2. 

5.3. Opis badań - wg PN-78/ T-01515 p. 5.3 oraz wg 

arkus za szczegółowego. 

5.4. Parametry kontrolowane w badaniach grupY B, c. 
12.- - wg tab!. 5. 

5.5. Ocena wyników badań - wg PN-78!T-01515 p.5.4. 

5.6. Dostawa elementów po badaniach 

T-01515 p. 5.5. 

wg PN-78 j 

6. POSTĘPOWANIE W PR ZYPADKU NEGATYWNEGO 

WYNIKU BADAŃ 

6.1. Badania grupy A - wg PN-78 j T-015l5 p. 6.1. 

6.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 p. 6.2. 

6.3. Badania grupY C - wg PN-78/T-01515 p. 6 .3. 

6.4. Badania grupY D - wg PN-78/T-01515 p. 6.4. 

KONIEC 
Informacje dodatkowe' 

Zgłoszona przez Instytut Technologii Elektronowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 15 lipca 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1986 poz. 25) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986 Druk . Wyd . Norm. W-wa,Ark . wyd . 1.10 NokI. 2600+40 Zam. 2909/86 Cena zl 36.00 
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RodzaJ badania I wC' 
~ 

PN - 713 1 

T - Ol :; ] :; 

l 2 

Podgrupa Al 

Sprawdzenie wymia r ów (głównyc h) :3. 3 . 2 

Spr awdzenie wykonania obudowy 5.3.3 

Spr awdzenie prawidŁowości ce - :3.3.6 
chowania 

Podgrupa A2 

Spr awdzenie podstawowych par a - 5 . 3 . 7 
metrów elektrycznych 

U l 

I
l R 

Is 

U
OO 

CTR 

Uwaga : w zależności od rodzaju 
wyjścia t r ansoptora nal~ ;>y 

sprawdzać odpowiednie pó.rame -
t r y 

P odgru pa A3 

Sprawdzenie drugorzędnych pa- 5.3 . 7 
ramet r ów elektrycznych 

110 

Podgrupa A4 

Sprawdzenie parametrów elek- 5 . 3.7 
t r ycznych w innych temperatu -
rach niż normalna temperatur a 
otoczenia 

Is 

--

-r"b i IC.l 1. n .",ICnl.u grupY 1\ 

I 
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Piony l wa.runkl badań 

r h'Z!OTll Ji~kO.; C i : 
! 
i l ' oz i om JD kośc i Il Poziom J "kości l IT 
1 
i 

PO ~ iom \Var unkl PO Z H .. "'l ffi \Va runki POZlOm Warwlk i 
kontro ! l badillli a kOllt r o li badan ia kontr oi i badunia 
i AQ L lJ..l g j I\QL wg l 1\(1L wg 

-' I 
J Ó 7 8 -

II; 2 , 5 - H; 2 , 5 - H ; l, ::; -

li ; 1, 5 P N - 83 / !l; 1,0 PN - 83 i 1l;0,65 PN - 83/ 
T - 0150L/OG T -01504/00 T- 0150L.j00 

I; 2 , 5 PN - 83 / II ; 1,5 PN - 83 ! II ; 1, 5 PN-83 / 
T-01504/00 T -01504/00 T -01504/00 

- - - - I ; 2, 5 PN-83! 
T -01504/00 

- - -------- -----

._--

Poziom FIkoś c i IV 

Poziom Warunki 
kontro i i badanIa 

i AOL '~ 
9 10 

H i 1,0 -

ll; 0,4 PN - 83! 
T -01 504/00 

II; 1,0 PN-83/ 
T -01 504/00 

l ; 1,5 PN - 83 ! 
T -01504/00 

Dane wg a rku5za 
szcl.ególo\··cgo 

11 

-

parametry kontrolowane, 
ich wartości graniczne i 
warunki pomiaru 

parametry kontrolowane , 
ich wartości graniczne i 
warunki pomiaru 

temperatura otoc zenia, 
wartości graniczne i wa-
runki pomia ru 
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Metoda 

Rodzaj badania 
badania 

wg 
PN - 78/ 
T - 01515 

I l 2 
, 

PodgruEa Bl 

Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wypr o - 5 . 3 . 2 1 
wadzeń 

Sprawdzenie szczelności 5.3.27 

PodgruEa B2 

Sprawdzenie lutowności wyprowadzeJ\ 5 . 3 .5a l 

PodgruEa B3 

Spra wd zen ie wytrzymaŁości na spadki swobodne 5 . 3 .17 

PodgruEa B4 

Sprawdzenie wyt r zymalości na udary wielokrotne 5.3 . 16 

PodgruEa B5 

Spr awdzenie wytrzymalości na nagle zmiany tem- 5 . 3 . 12 
peratury 

PodgruEa B6 

Sprawdzenie odporności na narażenia elektryczne 5 .3.22 

-~ 

Tablica 2. Badania grupY B 

Plany i warunki badań 

Poziom Jakości LII Po ziom jakoścI IV 

Poziom Warunki Poziom Warunki 
kontr oli badania kontroli badania 

l AQL i AQL 

3 1. J b 

5 - 4 ; 1,5 S-L; 1,0 

metoda Ql metoda Ql 
wgPN - 75 / wg PN- 6 1 
E - 04550/ 13 E-04550 / 15 

czynnik pro - czynnik pro-
bierczy alko- bierczyalko-
h o l etylowy hol etylowy 

S - L ; 1,5 5 - 4 ; 1,0 

5 - 4 ; 1, 5 H = 500 mm S - L; 1,0 H = 500 mm 

S · L ; 1. ,0 
2 - - 390 m/ s 

1000x3 

5-4 ; 1,5 T = t A stg mm 
S-4 ; 1,0 T = t A stg min 

T - t a Stg max T = t a st g max 

5-4 ;1,0 100 h S - L ; 0,65 100 h 

Dane wg arkusza szczegółowego 

I 

rodzaj i szczególowe warunki badania, wartośc i 

obciążeJ\ 

szczegó i0we warunki badam a , czas regeneracji . wa-
runki pomiarów i wartoścI graniczne kontrolowanych 
parametrÓw 

temperatura kąpIe li 

położenie elementu w czaS Ie spadku, warunki pomiaru 
i wartości graniczne kontrolowanych parametrów 

sposób mocowania korpusu lub wyprowadzeJ\ elementu. 
warunki pomiaru i wartości graniczne kontrolowanych 
parametrów 

wartości temperatury TA i Ta ' warunki pomiaru i war-
tości graniczne kontrolowanych parametrów 

warunki obciążenia, metoda badania, temperatura 
badania, W<l.runkt pomiaru i wartości. graniczne kon-
tro low anych parametrów 
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, 
I Metoda Poziom jakości l 

badania 
Rodzaj bada ni a wg Poziom 

P N-78/ kontroli Warunki badania 
T- 01515 i AQL 

l 2 3 4 

PodguEa CI 

Sprawdzenie wy- 5 . 3 . 21 S - 4; 2,5 
trzymałości mecha-
nicznej wyprowa-
dzeń 

Sprawdzenie 5.3.27 metoda Ql wg 
szczelności PN-7S/ 

E-045S0/ 1S 
czynnik probier-
czy 
alkohol etylowy 

PodgruEa C2 5.3.7 5 - 4; 4,0 

Sprawdzenie para-
metrów elektrycz-
nych 

Ul 

CTR 

l I R 

lS 

Sprawdzenie od. 5.3.11 t a m b max 
porności na suc he 
gorąco 

Sprawdzenie od- 5 . 3 . 9 tamb min 
porności na zimno 

-
PodgruEa C3 

Sprawdzenie masy 5.3.4 

Sprawdzenie trwa- 5.3.6 . 2 S-4; 2,5 -
łości cechowania 

Sprawdzenie lutow S.3.Sa) 
noś ci wyprowadzeń 

Tablica 3. Badania grupY C 

Plany i warunki badań 

Poziom jakości II Poziom jakości l1l 

Poziom Poziom 
kontroli Warunki badania kontroli Warunki badania 
l AQL i AQL 

::> 6 7 8 

S-4; 2,5 - -

metoda Ql wg - -
PN - 75 / 
E-04550/ 15 
czynnik probier-
czy 
alkohol etylowy 

5 - 4; 2,5 5-4; 2,5 

tamb max t a m b max 

tamb min t a mb min 

S - 4 ; 1,5 - - -

Poziom jakości IV 

Poziom 
kontroli Warunki badania 

l AQL 

9 10 

- -

- -

S - 4; 1,5 

t a mb max 

tamb min 

- -

Dane wg arkus z a 
szczegółowego 

11 

rodzaj i szczegółowe 
warunki badania, war-
tości obciążeń 

szczegółowe warunki 
badania, czas regene -
racji, warunki pomiarów 
i wartości g r aniczne 
kontrolowanych parame -
trów 

warunki pomiaru i war -
tości graniczne kontro-
lowanych parametrów 

warunki pomiaru i war-
toś ci graniczne kontro-
low'anych parametrów 

masa wyrobu 

temperatura kąpieli 
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cd. tabl. 3 

l 2 3 4 5 6 

PogruEa C4 

Sprawdzenie wy - 3.3.20 S-4; 2,5 19600 m/ s 
2 

S-4; 1,5 19600m / s 
2 

trzymalości na 
przyśpieszenie 

stale 

2 2 
Sprawdzenie wy- 3.3.15 14700 m/ s 14700 m/ s 
trzymalości na lub ( 243 m/ s2 ( 243 m/ s2 
udary pojedyncze 5 . 3 . 16 3xl000) 3x1000) 
( lub wielokrotne) 

Sprawdzenie wy - 5 .3.19 3 h 3h 
trzymalości n a wi- lub ( 49 m/ s2 ( 49 m/ s2 
bracje stale ( lub 3.3.18 10+300 Hz 10"500 Hz 
zmienne) 3 h ) 3 h ) 

PodgruEa C5 

Sprawdzenie wy- 5.3 .5b) 
trzymalości na 
ciepło lutowania 

Sprawdzenie wy - 5.3.12 S - 4; 4 , 0 T = t S-4; 2,5 T A = ts t o min 
trzymalości na 

A st ~ min 

nagle zmiany tem- T - t T = t 
peratury 

B - s to max B stg max 

Sprawdzenie wy- 5.3.13 4 doby 10 dób 
trzymalości na wit 
gotne gorąco stałe 

PodgruEa C6 

Sprawdzenie od- 5.3.22 5 - 4; 2,5 1000 h S - 4; 2,5 1000 h 
porności na nara-
żenia elektryczne 

PodgruEa C7 

Sprawdzenie wy- 5 . 3.8 - - - -
trzymałoś ci na 
zimno 

7 8 9 

S - 4; 1,5 19600 m/ s 
2 

S-4; 1,0 

14700 m/ s 
2 

( 390 m / s 2 

3x1000) 

3h 
( 49m / s 2 

10.;200 Hz 
3 h) 

S-4; 1,5 T =t A stg min 5 - 4; 1,5 

TB = t stg max 

2 1 dób 

5-4; 1,5 1000 h 5-4; 1,0 

. 

- - S-4; 1 ,0 

10 

19600 m/ s 
2 

14700 m/ s 
2 

( 390 m/ s2 
3x1000) 

·3 h 
( 49m / s 2 

10+2000 Hz 
3 h ) 

T A=tstomin 

T -t B - stg max 

56 dób 

2500 h 

t st o min 

1000 h 

11 

kierunki probiercze , 
sposób mocowania kor-
pusu lub wyprowadzeń 
warunki pomiaru i war -
tości graniczne kontro-
lowanych parametrów 

temperatura kąpieli, 
czas regeneracji, wa-
runki pomiaru i wartości 
graniczne kontrolowa-
nych parametrów 

warunki pomiarów i war· 
toś ci graniczne kontro -
lowanych parametrów 

metoda badania, warun-
ku obciążenia, tempe-
ratura badania, warun-
ki pomiaru i wartości 
graniczne kontrolowa-
nych parametrów 

warunki pomiaru i war -
toś ci graniczne kont r o -
lowanych parametrów 
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cd . t abl . 3 

, Plany i warunki badań . 
Metoda 
badania. Poziom jakości l Poziom jckości li Poziom jakośc i Ul Poziom jakości IV Dane wg arkusza 

R od za i badania wg 
Poziom P oziom Pozi om Poziom szczególowego 

P N - 73( 
kontroli Warunki badania kontroli Warunki badania kont roli Wa runki badania kontroli Warunki bad ania 

T - 0 1313 
i AQL i AQL i l\QL i AQL 

l 2 3 L J 6 7 S 9 10 11 

Podgrupa cS warunki pomiaru i war-

Sprawdzenie wy- 3 . 3.10 5 - 4 ; 2,3 t S - L ; 1 ,0 t SI g max S -L; 1, 0 
t sIg max 

tości gr anic zne kontrolo-
- - sI g max wanych parametrów 

trzymalości na 1000 h 1000 h 1000 h 
suche gorąco 

Podgrupa C9 polożenie e lementu w 

Sprawdzenie wy- 3 . 3 .17 S - L; l,3 300 mm czas ie spadku, warunki - - - - - -
trzyma:łośc i na 

pomiaru i wartośc i gra-
niczne kontrolowanych 

spadki swobodne 
parametrów 

Podgrupa ClO 

Sprawdzenie wy- - 3 .3 . 2 5-4; 4 , 0 - 5-4; 2,5 - 5 - 4; 1,3 - 5 - 4 ; 1,0 - sprawd zane parametry 
miarów ge ometr yc zne 

Tab! ica L. Badania grupy D 

Metoda 
Plany i war unki badań 

badan ia 
Poziom jakości l Poziom jakości n Po ziom jakości In Poziom jakości IV 

Rodzaj badania 
wg 

Dane wg a rkusza szczegóŁowego 

PN-7S( 
Poziom Warunki Poziom Warunki Poziom Warunki Poziom Warunki 

T - 01515 
kontroli badania ~ontroli badania kontroli badania kontroli badania 

i AQL i AQL i AQL i AQL 

l 2 3 L 5 6 7 S 9 10 11 

Podgr upa Dl 

Sprawdzenie odporności na niskie 5 . 3 .14 - - - - 5-4; 1, 5 300 hpa 5 - 4; 1 ,5 10 hPa tempe r atura narażania, warunki pomiaru i war -
ciśnienie atmosfer yczne tości graniczne kont r o lowanych-parametrów 

Podgrupa D2 1) 

Spr awdze nie wytrzymałości na 5 . 3 . 25 5 - 4 ; _4,0 - S - L ; 4 ,0 - 5-4;2,5 5 - 4 ; 2,5 - rodzaj rozpuszc zalnika 
rozpuszczaln iki 
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cd. tabl.4 

l 2 3 4 - 6 7 8 J 

1) I Podgrupa D3 ! 

Sprawdzenie palności 5.3.26 S-L; 4,0 - 5-4; 4,0 - 5-4; 2,3 -
I 
I 

Podgrupa Dl. 
2) 

Sprawdzenie wytrzymałości na 5.3.23 - - - - 5-4; 2,5 -
pleśń 

d- 2) 
Po grupa D::J 

Sprawdzenie wytrzymałości na 3.3.24 - - - - 5-4;2,5 2 doby 
mgłę solną 

ł 

1) Badania stosuje się dla wyrobów w obudowach plastykowych. 

2) Badanie stosuje się przy zamówieniu wyrobów w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego. 

9 10 

5-4; 2,5 -

5-4;1,5 -

5-4;1,3 2 doby 

11 

rodzaj badania 

stopień dopuszczalnego wzrostu grzybów pleś-
niowych, wymagania dotyczące uszkodzeń po-
wierzchniowych 

położenie elementu w czasie badania, warunki 
pomiaru i wartości graniczne kontrolowanych 
parametrów 
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8 BN-86j3375-50jOI 

Tablica 5 

Oznaczenie Nazwa 
Podgrupa badań 

parametru parametru 

l 2 3 

Ul 
Napięcie Bl, B3, B4, BS, 
wejściowe CI, C2, C4, CS, C7,C9 

Dl, DS 

CTR 
Przekładnia BI, B3, B4, BS, B6, 
prądowa C l, C2, C4, CS, c6, C7, 

C8, C9, Dl, DS 

U
OO 

Napięcie Bl , B6, 
wyjściowe CI, C6, C8 

lIR 
Wejściowy prąd Bl, B6, 

. wsteczny CI, C2, C6, C8 

ls 
Wyjściowy prąd Bl, 
upływu C l, C2, CS 

Dl, DS 

m Masa wyrobu C3 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. InstytuCJa opracowująca normę - In s tytut Technolo-

gii Elektronowej pr zy Naukowo- Produkcyjnym Centrum 

Półprzewodników, Warszawa,. Al . Lotników 32 / 46. 

2. Normy związane 

PN -7S / E-04550/ I 5 Wyrc,by e lektrotechniczne . Próby śro-

do\),·iskowe . Próby Q _. szczelność 

PN-83/T-0150L./OO Elementy pólprzewodnikowe . Metody 

pomiaru parametrów tranzys torów i diod. Postanowie-

nia ogólne 

PN-84lT-OlSOO/04 P,)!przewodnikowe elementy optoelek -

tronIczne. TerlTl m o logia 

PN - 7S / T-OlS15 Elememy półprzewodnikowe. Ogólne wy-

magan.la 1 L':'idania 

3 . Sym bo l "" 8 S WW 1156-9 . 

4 . II utor projektu normy - mgr jnż. Rys zard Dzwon-

kowski - Naukowo - Produkcyjne Centrwn Pólprzewodni -

ków , Warszawa, u l. KI..1InarOWa 5 . 

5 . Wartoś ci dopuszczalne. W a rkuszu szczegółowym 

dla danego typu transoptora powinny być podane 

cza lne wartości następujących parametrów: 

II - prąd wejściowy, 

U
IR 

- wejściowe n;'pięcie wsteczne, 

U 00 - napięcie wYJściowe, 

UOR - wyjściowe napi ęcie wsteczne, 

lO - prąd wyjściowy, 

P r ot - moc całkowita, 

U
IO 

napię cie stałe izolac ji. , 

t amb - temper atura otoczenia w czasie pracy, 

dopusz-

t sI g _ temperatura przechowywania. 

Uwaga. W zależności od rodzaju.wyjścia transoptora 

(fotod iodowe , fototranzystorowe itd. ) w normach pr zed­

miotowych należy podać wartości dopuszczalne odpowied­

nich parametrów. 

Dane te stanowią graniczne wartości obciążeń, których 

nie można przekroczyć w eksploatacj i transoptorów. 

6. Parametry charakteryslyczne. \V arkuszu szczegó­

łowym dla danego typu transoptorów powinny być podane 

przy określonej temperaturze otoczenia transoptorów na­

stępujące parametry charakterystyczne: 

Ul - napięcie wejściowe, 

I l R - prąd wejściowy wsteczny, 

U
OO 

napięcie wyjściowe, 

I S - wyjściowy prąd upływu, 

CT R. - przekładnia prądowa, 

t T - czas narastania impulsu wyjściowego, 

t f - czas opadania impulsu wyjściowego, 

C 10 - pojemność wejście-wyjście, 

I - prąd upływu izolacji, 
10 

m ~ mas a wyrobu. 

Uwag". W iCil!eżności od rodzaju wyjścia transoptora 

(fotodiodowe , fototranzystorowe itd. ) w normach przed-

miotowych należy podać wartości odpowiednich parametrów 

charakterystycznych . 

7. Dostawy elementów o wysokiej jakości i bardzo wy­

s okiej jakości. mogą być realizowane po uzgodnieniu z pro­

ducentem wielkości dostaw i po u zgodnieniu ceny. 


